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Identifikace verejné zakazky

Nazev:

Druh verejné zakazky:
Druh zadavaciho fizeni:
Adresa vefejné zakazky:
Identifikaéni udaje zadavatele

Nazev:
Sidlo:
IC:

Zastoupen:

1. PREDMET A SJEDNANA CENA

FIB/SEM mikroskop

Dodavky
Jednaci fizeni bez uvefejnéni
https://zakazky.muni.cz/vz00005883

Masarykova  univerzita -  Stredoevropsky
technologicky institut

Zerotinovo nam. 617/9, 301 77
00216224

Magr. Jifim Nantlem, LL. M., feditelem

Popis predmétu verejné zakazky: Pfedmétem zakézky je dodani, instalace a zaSkoleni pro praci (véetné aplikatniho
Skoleni) na FIB-SEM mikroskopu s iontovym svazkem pracujicim na principu induktivné vazaného plazmatu pro
korelativnim méfeni dat svételné a elektronové mikroskopie za kryo-podminek.

Sjednana cena: 46 400 000 K¢ bez DPH.

2. 0ZNACENi UCASTNIKU

Poft. é. .
or’ ¢ Obchodni firma/nazev/jméno, sidlo, IC Pravni forma
nabidky
FEI Europe B.V., Achtseweg Noord 5, 5651 GG Eidhoven, | 112 . Spole¢nost s rugenim
1. ICO: 17097158/805698656 omezenym

3. 0ZNACGENi VYLOUCGENYCH UCASTNIKU

Z4dny z G&astnik( nebyl vylougen.
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https://zakazky.muni.cz/vz00005883

4. VYBER DODAVATELE

Smlouva byla uzaviena s dodavatelem: FEI Europe B.V., Achtseweg Noord 5, 5651 GG Eidhoven, ICO:
17097158/805698656,

Oduivodnéni: viz pfiloha (rozhodnuti o vybéru dodavatele)

5. OZNACENi PODDODAVATELU
Zadavateli nejsou zndmi poddodavatelé.

O Na plnéni zakazky se budou podilet poddodavatelé: Obchodni firma/nazev/iméno, sidlo, IC, Obchodni
firma/nazev/jméno, sidlo, IC, Obchodni firma/nazev/jméno, sidlo, IC

6. ODUVODNENI POUZITi VYBRANYCH DRUHU ZADAVACIHO RiZENi
[ Jednaci fizeni s uvefejnénim: vepiste odivodnéni
[ Rizeni se soutéznim dialogem: vepiste odivodnéni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni: Divod pouziti jednaciho fizeni: Kryo-elektronova mikroskopie (kryo-EM)
je v sou€asnosti nejprogresivnéji se vyvijejici metodou ve strukturni biologii. Tato metoda nachazi vyuZiti
jak pfi strukturni charakterizaci virovych ¢astic s téméF atomarnim rozliSenim (véetné aktualné intenzivné
studovaného viru SARS-CoV-2), tak i komplexu protein( a proteind s nukleovymi kyselinami vétSich nez
100 kDa, jejichz strukturni charakterizace pomoci Roentgenové krystalografie nebo NMR spektroskopie je
obtizna z dlvodu vysoké vnitfni dynamika nebo velké molekulové hmotnosti. Specificky v pfipadé SARS-
CoV-2 je kryo-elektronova mikroskopie jedinou technikou schopnou poskytnout strukturni informace s
velmi vysokym rozliSenim o celé virové &astici. Zobrazovani makromolekularnich komplext nebo virovych
Castic pfimo v kontextu buné¢ného prostfedi s vysokym rozliSenim je dalSim krokem k spravnému
pochopeni jejich funkce. Kryo-elektronova mikroskopie je dnes jedinou technikou, ktera dokaze
zobrazovat makromolekuly uvnitf komplexniho prostfedi buriky za téméf nativnich podminek a s vysokym
rozliSenim. Cely postup pfipravy vzorku a jeho nasledného zobrazovani je ale velmi komplexni a vyzaduje
pouziti vice unikatnich pfistroji jako je prozafovaci elektronovy mikroskop pro kryo-elektronovou
mikroskopii nebo FIB/SEM mikroskop pro kryo-elektronovou mikroskopii. Technologicky rozvoj FIB/SEM
mikroskopU ved! k vyvoji fokusovaného svazku iontd (FIB) zaloZeného na principu induktivné vézaného
plazmatu. Tento pfistup umoziuje efektivnéjSi odstradovani materidlu pomoci FIB a primarné v
materialovém vyzkumu. V souCasné dobé se zacina tato technologie také pouzivat ve vyzkumu v oblasti
véd o Zivé pfirodé.

Centralni laboratofe kryo-elektronové mikroskopie a tomografie CEITEC MU se dlouhodobé zabyva
optimalizaci postupu tenkych bunécnych lamel pomoci FIB/SEM mikroskopu pro ucely zobrazovani
makromolekul nebo virovych Castic uvnitf buriky. Tato dlouhodoba zku$enost umoziuje zadavateli
definovat pozadavky na pfisti generaci FIB/SEM mikroskopu pro kryo-elektronovou mikroskopii, ktery
umozni rozsifit vyuzitelnost této technologie na dal$i typy vzorkd a zvysit kvalitu a efektivitu ziskavani dat.
Zadavatel proto pozaduje dodani FIB-SEM mikroskopu s FIB zdrojem zaloZenym na induktivné vazaném
plazmatu a moznosti pfepnuti mezi vice zdroji typy plynd pro generovani plazmatu. Jednim z dostupnych
plynd pak musi byt kyslik, ktery se ukazuje jako velmi perspektivni pfi odpraSovani biologickych vzorkd.
Mikroskop musi byt vybaven kryo-stolkem umozriujicim udrzovani vzorku pfi teplotach blizkych teploté
tekutého dusiku a jehlou umoziujici extrakci a pfeneseni lamely z objemného vzorku za kryo-podminek.
Soucasti dodaného zafizeni dale musi byt kryo-fluoresencni modul umistény uvnitf komory mikroskopu,
ktery umozni cileni flourescenéné znaCenych komplexd uvniti buriky a cilenou pfipravu lamely pro kryo-
elektronovou tomografii, ktera obsahuje studovanou makromolekulu. Jedinym produktem na trhu, ktery
tyto komplexni a unikatni pozadavky v souCasnosti splfiuje, je Helios Hydra CX Dualbeam System od
spoleénosti Thermo Fisher Scientific. Zadavatel dospél k tomuto presvédCeni ve shodé s prohlasenim
vyrobce a vyjadfenim pfedniho odbornika v oblasti elektronové mikroskopie, Prof. Dr. Juergena Plitzka.

Viyrobou FIB/SEM mikroskopl s FIB zdrojem zaloZenym na principu indukéné vazaného plazmatu se
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zabyvajici spole¢nosti Thermo Fisher Scientific a Tescan. Spole€nost Tescan vSak v soucasnosti
nenabizi plazmovy FIB zdroj pracujici s plazmou kysliku a také nenabizi feSeni umozniujici efektivni
vyménu pouZitého plynu. Soucasné neexistuje v souCasnosti feSeni, které by umoznilo instalaci kryo-
fluorescenéniho modulu do komory FIB/SEM mikroskopu od spoleénosti Tescan. Vyrobou fluorescenénich
moduld do komory FIB/SEM mikroskopu se zabyvaji spolecnosti Thermo Fisher Scientific a Delmic.
Spole¢nost Thermo Fisher Scientific tento modul neprodava samostatné, ale pouze jako sou€ast svych
mikroskopU. Flourescenéni modul od spolecnosti Delmic Ize instalovat do FIB/SEM mikroskopl od
riznych vyrobc, nicméné tento produkt je nabizen pouze pro aplikace za pokojové teploty, a proto neni
pouZitelny pro aplikace pozadované zadavatelem. Jedinym na trhu dostupnym FeSenim spliujicim
podminky pozadovany zadavatelem je FIB/SEM mikroskop Helios Hydra CX Dualbeam System od
spoleCnosti Thermo Fisher Scientific (“dodavatel”).

K nutnosti realizace nakupu FIB/SEM mikroskopu formou produktu Helios Hyudra CX Dualbeam System
od spole¢nosti Thermo Fisher Scientific zadavatel doklada Statement of unique technology capability a
dale expertni posudek, ktery vypracoval prof. Dr. Juergen Plitzko, predni odbornik v oblasti elektronové
mikroskopie plsobici na Max Planck Institut of Biochemistry (Martinsried, Némecko). Oba dokumenty jsou
pfilohou tohoto odGvodnéni.

S ohledem na vy$e uvedené je dodavatel jedinym, kdo dokaze z technickych ddvod( ve spojeni s
ochranou vyhradnich prav pfedmét vefejné zakazky spinit. Zadavatel proto hodla vefejnou zakazku zadat
v jednacim fizeni bez uvefejnéni, a to z divodu napinéni zakonnych podminek uvedenych v § 63 odst. 3
pism. b) a c) zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, jelikoz nelze vyuzit jiného postupu a
zadavatel nestanovil zadavaci podminky vefejné zakazky s cilem vylouéit hospodéarskou soutéz.

Jedna se o plnéni, které neni pfedmétem béZného prodeje. Zadavatel provedl v daném segmentu
pfedmétného specifického pinéni prizkum trhu, a to tak, Ze poZadal dodavatele o vypracovani cenové
nabidky na vySe uvedeny pfistroj. Tuto nabidku nasledné konzultoval s védeckou vefejnosti a rovnéz ji
pfedlozil ke zhodnoceni prof. Dr. Juergen Plitzkovi. Zavéry zhodnoceni jsou uvedeny v expertnim
posudku, ktery je pfiloZzen k od(ivodnéni.

[J Zjednodu$eny rezim: vepiste odivodnéni

O Zadny z vy$e uvedenych druh fizeni/reZim( nebyl pouzit.

7. ODUVODNENI ZRUSENIi ZADAVACIHO RiZENi
Zadavaci fizeni nebylo zruSeno.

[0 Zadavaci fizeni bylo zruSeno. Zdivodnéni: viz pfiloha (rozhodnuti o zruSeni zadavaciho fizeni).
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8.

9.

10.

1.

ODUVODNENi PODANi NABIDEK V LISTINNE PODOBE
Zadavatel obdrzel vechny nabidky prostfednictvim elektronického néstroje.

[ Zadavatel umoznil kromé elektronickych nabidek i pfijlem nabidek v listinné podobé, protoZe se domnival,
Ze néktefi dodavatelé nebudou schopni podat nabidku elektronicky, a obaval se, ze by to mohlo byt divodem
k nizkému poétu podanych nabidek.

[ Jiny duvod. ZdGvodnéni: vepiste zduvodneni

STRET ZAJMU

Zadavatel nezjistil stfet zajmi u zZadné z osob, které se podilely na pribéhu nebo mohly mit vliv na
vysledek zadavaciho fizeni.

[J Zadavatel zjistil stfet zajm{ u téchto osob: Jméno osoby, funkce
Pfijata opatfeni: popiste opatreni

ROZDELENI NA CASTI NADLIMITNi VEREJNE ZAKAZKY

LI Nejedna se o nadlimitni vefejnou zakazku.
LI Nadlimitni vefejné zakazka byla rozdélena na Casti.

Nadlimitni vefejna zakézka nebyla rozdélena na &asti. Zdlvodnéni: Jedna se o jeden funkéni celek
s vécnou, mistni a Casovou souvislosti a zadavatel tedy nepovazuje rozdéleni této vefejné zakazky na Casti
za ucelné a hospodarné

PROKAZANi OBRATU

Zadavatel nestanovil pozadavek na prokazani minimalni vySe ro¢niho obratu pfesahujiciho dvojnasobek
predpokliadané hodnoty verejné zakazky.

[ Zadavatel stanovil pozadavek na prokazani minimalniho roéniho obratu pfesahujiciho dvojnésobek
pfedpokladané hodnoty vefejné zakéazky. Zdivodnéni: vepiste odivodnéni

Mg r Digitalné

podepsal Mgr.

VBmé Michal pichetBeros
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